
 

第４回 技術検定不正受検防止対策検討会 

議 事 次 第 

 

日時：令和２年 10月 29日（木）１0：００～１2：００ 

場所：経済産業省別館 ２３８各省庁共用会議室 

 

 １．開会 

 ２．議事 

１）これまでの委員意見と対応方針について 

２）不正受検防止のための個別対策（修正）について 

３）技術検定不正受検防止対策に関する提言（案）について 

４）今後の検討課題について 

 ３．閉会 

 

＜資料＞ 

資料１. 第３回検討会での委員意見と段階別整理 

資料２. 不正受検防止のための個別対策（案） 

※第３回検討会資料の修正部分 

資料３．「技術検定不正受検防止対策検討会」提言（案） 

 

＜参考資料＞ 

・ 第３回技術検定不正受検防止対策検討会資料 


